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※概要（Summary ）： 

 

【相談内容】 

ナノハブが供用する X線回折装置の使用に関して、粉

末試料の温度変化測定に向いているかどうか。 

 

【回答】 

線源、試料台など装置仕様を細かく説明した。温度可

変のステージがなく常温のみの測定となり、温度を変

化させての測定はできない。 

 

【結論】 

利用を断念。技術相談で終了。 

 

※実験（Experimental）： 

 

技術相談段階のため割愛 

 

 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

 

技術相談段階のため割愛 

 

 

 

※その他・特記事項（Others）： 

 

特になし 

 

 

 


